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Sposob badania faz na wewnqt'r’zhycil i zewnetrznych
powierzchniach krzywoliniowych,
zwlaszcza pierscieni lozysk tocznych

1
Przedmiotem wyma.la.ﬂ'r.uv Je&t spos6b . badamia
faz na wewnetrznych i zewnetraznych powierzch-

niach krzywoliniowych elementéw maszy-n zwlasz—,

c2a pierscieni lozysk tocznych.

Dotychezas zname i stosowane metody badania
faz na wewmnetrznych i zewmeirznych powierzch-
niach krzywoliniowych sa metodami
lub péiniszczacymi polegajacymi na trawieniu po-
wierzchni odpowiednio przygotowanych i nastgp-
nie ich obserwacji przy uzyciu przyrzadéw lub
okiem nie zbrojonym. Ze wuzgledu na niszczacy
charakter wymienione metody sa niekorzystne
awlaszcza w przypadku badan na przypalenia
szlifierskie gotowych lozysk tocznych.

Celem wymnalazku jest opracowanie sposobu ba-
dania faz na elementach maszyn, pozbawionego
wymienionych wad i niedogodmnosci technologicz-
nych.

Istota sposobu wedlug wynalazku polega na wy-
korzystaniu dyfrakcji = promieni rentgenowskich
pcdezas badamia w ktérym badane np. pierscie-
nie lozysk tocznych ustawione sg w plaszczyinie
nachylonej pod katem 50° do 60° w stosunku do
plaszczyzny utworzonej przez wiadke pierwoing
i wtérng promieni rentgenowskich ugietych na
plaszczyznach krystalograficzmych badanych faz.

Korzystnym skutkiem sposobu wediug wynalaz-
ku jest stworzenie mozliwo$ci badamia wewnetrz-

nych krzywoliniowych powierzchni np. wewnetrz- -
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nych biezni lozysk tocznych oraz uzyskanie ma-

ksymalnych natezefi wigmki ugietej, co zwigksza
pewnost¢ i dokladno$¢ wynikéw badan np. przy-

" palefi szlifierskich.

Wynalazek zostanie oméwiony ma podstawie ry-
sunku, na ktérym jest uwidoczniony schemat usta-
wienia. badanego pierscienia.

" Jak pokazano na rysunku badany pierScien we-
wnetrzny 1 lozyska tocznego jest umieszczony w
uchwycie 2 na plycie 3, nachylonej pod katem
50° do plaszczyzmy utworzonej przez wigzke pier-
wotng 4 powstajaca na anodzie 5 lampy rentge-
nowskiej i wigzke wtorng 6. Wigzka pierwoina 4
poprzez szczeliny kolimdacyjne 7 pada na badang
powierzchnie 8 pier§cienia wewnetrznego 1 pod
katem ©, miedzy styczna 9 do badanej powierzch-
ni i kierunkiem wiazki pierwotnej 4. Wiazka

- wtobrna 6, ugieta na plaszczysnach krystalogra-

woetrznych  powierzchmiach

ficznych badanych faz, trafia poprzez szczeline
analityczng 10 do liczmika impulséw 11. Uklad
zliczajacy w sklad ktérego wchodzi licznik impul-
sowy 11 pozwala na odczytamie i rejestracje mna-
tezenia wigzki witbérnej 6.

Zastrzezemie patentowe

_ Spos6b . badania faz na wewmetranych i ze-
krzywolinjiowych,
zwlaszcza pierScieni lo/éysik tocznych, znamienny
tym, ze badame pier§cienie ustawia sie w plasz-
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czyznie nachylonej pod katem 50° do 60° do i wtorng promieni rentgenowskich ugietych na
plaszczyzny utworzonej przez wiazke pierwetna plaszezyznach krystalograficznych badanych faz.
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